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@  Verfahren  und  Einrichtung  zum  opto-elektronischen  Prüfen  eines  Flächemusters  an  einem  Objekt. 

@  Bei  einem  Verfahren  zum  opto-elektronischen  Prüfen 
eines  Flächenmusters  an  einem  Objekt,  insbesondere  einer 
Leiterplatte,  wird  eine  Mikroprüfung  vorgenommen,  indem 
zeilenweise  aufgenommene  Bildelemente  Bildpunkt  für 
Bildpunkt  einer  Folge  von  Bildoperationen  zu  einer  Abmes- 
sungs-/Abstandsprüfung  unterzogen  und  das  jeweilige  Er- 
gebnis  mit  dem  entsprechenden  aufgenommenen  Bildpunkt 
verglichen  wird.  Gleichzeitig  wird  eine  Makroprüfung  vor- 
genommen,  indem  die  aufgenommenen  Bildpunkte  in  Bild- 
feldern  zusammengefaßt  und  jeweils  auf  eine  einzige  cha- 
rakteristische  Bildinformation  reduziert  werden,  worauf 
wieder  ein  Vergleich,  in  diesem  Fall  jedoch  mit  der  entspre- 
chenden  Bildinformation  eines  Referenzbildes,  erfolgt.  So 
lassen  sich  in  Echtzeit  Flächenmuster;  beispielsweise  Lei- 
terplatten,  sowohl  auf  kleine,  visuell  kaum  sichtbare  Fehler 
als  auch  auf  Makrofehler  hin  schnell  und  vollautomatisch 
überprüfen. 
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